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Abstract (en)
The method involves scanning an overprint (52), and forming data codes (36, 38, 40, 42). The data codes are compared with a set of check data
codes in a stored data set. A determination is made whether the data codes are classified as acceptable or non acceptable incorrect code during
finding of the data codes in the data set. A preset deviation of the data codes from the check data codes of the data set is allowed for finding the
data codes in the data set. An authorized deviation is dependent on whether the check data codes are classified as acceptable or non acceptable
incorrect data.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Prifen eines Aufdrucks (8, 52) bei dem ein Aufdruck (8, 52) gelesen und daraus eine Datencode (36,
38, 40, 42) gebildet wird und der Datencode (36, 38, 40, 42) mit einer Anzahl von Prifdatencodes (44, 46, 48, 50, 54, 56) in einem hinterlegten
Datensatz verglichen wird. Es wird vorgeschlagen, dass bei einem Auffinden des Datencodes (36, 38, 40, 42) im Datensatz entschieden wird, ob
der Datencode (36, 38, 40, 42) als akzeptabel oder nicht akzeptabel fehlerhaft klassifiziert wird. Es kann ein gutes Prifergebnis verbunden mit einer
geringen Zahl an zurlickgewiesenen Aufdrucken (52) erreicht werden.
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